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Foreword )\

ISO (the International%ﬁr\ization for Standardization) is a worldwide
federation of national stafdards bodies (ISO member bodies). The work
of preparing International S rds is normally carried out through ISO
technical committees. Each ber body interested in a subject for
which a technical committee been established has the right to be
represented on that committee. national organizations, governmental
and non-governmental, in liaison O, also take part in the work. 1ISO
collaborates closely with the Inter al Electrotechnical Commission
(IEC) on all matters of electrotechnical ardization.

Draft International Standards adopted by hgttechnical committees are cir-
culated to the member bodies for voting. jcation as an International
Standard requires approval by at least 75 % o hémember bodies casting
a vote.

International Standard 1SO 4287 was prepared Kggchnical Committee
ISO/TC 57, Metrology and properties of surfaces, an(@zs been based on
studies carried out by the Joint Harmonization Group OZLSO/T C 3, Limits
and fits, ISO/TC 10, Technical drawings, product definé and related
documentation, SC 5, Dimensioning and tolerancing, ISO/TC 57,
Metrology and properties of surfaces.

This first edition of 1SO 4287 cancels and replaces 1SO 4287-
revision of 1SO 4287-1:1984; is a major rewrite and reorganiza
together with 1ISO 11562 and I1SO 3274, additionally defines the w.
profile, the primary profile and their parameters in a consistent mann A

. This

Annex A forms an integral part of this International Standard. Annexes@/‘
C, D and E are for information only.
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération
mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de
I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I'lSO. Chaque comité membre intéressé par une
étude a le droit de faire partie du comité technique créé a cet effet. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen-
tales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO colla-

ore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEl)

ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Le(p(r jets de Normes internationales adoptés par les comités techniques
sont{émis aux comités membres pour vote. Leur publication comme
Normé&s iternationales requiert I'approbation de 75 % au moins des co-
mités bres votants.

La Norme'i ationale ISO 4287 a été élaborée par le comité technique
ISO/TC 57, I\/@ logie et propriétés des surfaces, sous-comité SC 1,
Parameétres géo%fiques — Instruments et procédures pour la mesure
de la rugosité et ondulation des surfaces, et tient compte des études

menées par le gro 'harmonisation joint entre I''SO/TC 3, Ajustements,
I'ISO/TC 10, Dessins €thniques, définitions de produits et documentation
y relative, sous-comité 5, Cotation et tolérancement et I'lSO/TC 57,

Meétrologie et propriéte @surfaces.

Cette premiére édition I''SO 4287 annule et remplace
I''SO 4287-1:1984. Cette révist onstitue une réorganisation et une réé-
criture importantes de I'lSO 428?‘ 84, avec I'ISO 11562 et I'ISO 3274,

elle ajoute, de fagon cohérente, éfinitions du profil d'ondulation, du
profil primaire ainsi que de leurs pararpeizes.

L'annexe A fait partie intégrante de la péente Norme internationale. Les
annexes B, C, D et E sont données uniqugﬁont a titre d'information.

6\
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Introduction )\

This International Stan@'s a Geometrical Product Specification (GPS)
standard and is to be (anrded as a General GPS standard (see
ISO/TR 14638). It influences @m link 2 of the chains of standards on sur-
face texture. O

For more detailed information %—re relationship of this International
th

Standard to other standards and S matrix model, see annex E.

Historically, the roughness profile an @ arameters have been the only
parts of surface texture characterization ﬂé ve been well defined.

A default relationship between Ac and Af is u@; consideration.

vi
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Introduction
)\ La présente Norme internationale qui traite de la spécification géométrique
6 . des produits (GPS), est considérée comme une norme GPS générale (voir
{p I'lSO/TR 14638). Elle influence le maillon 2 des chaines de normes relati-

ves a |'état de surface.

Pour de plus amples informations sur la relation de la présente Norme in-
O: ternationale avec les autres normes et la matrice GPS, voir I'annexe D.

zPar le passé, le profil de rugosité et ses paramétres ont été les seuls élé-
@ents caractéristiques de I'état de surface a étre correctement définis.

@(Elation par défaut entre Ac et Af est en cours d'étude.
/0
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Geometrical Product
SpecificationsGPS) — Surface
texture: Profileémethod —
Terms, defmltlé?l and surface
texture paramet%

Q

1 Scope %
This International Standard specifies terms, dﬁ:@itions
u

and parameters for the determination of surfdce tex-
ture (roughness, waviness and primary prof@ by

profiling methods. ’O

2 Normative references

The following standards contain provisions which,
through reference in this text, constitute provisions of
this International Standard. At the time of publication,
the editions indicated were valid. All standards are
subject to revision, and parties to agreements based
on this International Standard are encouraged to in-
vestigate the possibility of applying the most recent
editions of the standards indicated below. Members
of IEC and ISO maintain registers of currently valid
International Standards.

ISO 3274:1996, Geometrical Product Specifications
(GPS) — Surface texture: Profile method — Nominal
characteristics of contact (stylus) instruments.

ISO 4288:1996, Geometrical Product Specifications
(GPS) — Surface texture: Profile method — Rules and
procedures for the assessment of surface texture.

ISO 11562:1996, Geometrical Product Specifications
(GPS) — Surface texture: Profile method — Metro-
logical characterization of phase correct filters.

()
%
42

Spécification géométrique des
produits (GPS) — Etat de
surface: Méthode du profil —
Termes, définitions et
parametres d'état de surface

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale prescrit les termes,
définitions et paramétres pour la détermination de
I'état de surface (profils de rugosité, d'ondulation et
profil primaire) par les méthodes de profil. -

Références normatives

La%mes suivantes contiennent des dispositions
qui, uite de la référence qui en est faite, consti-
tuent % dispositions valables pour la présente
Norme i ggationale. Au moment de la publication,
les édition &iquées étaient en vigueur. Toute norme
est sujette ision et les parties prenantes des ac-
cords fondés @r la présente Norme internationale
sont invitées & r rcher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus rﬁntes des normes indiquées ci-
aprés. Les membreﬁ la CEl et de I'1SO possédent
le registre des Normes ingaynationales en vigueur & un
moment donné. {Q{

ISO 3274:1996, ,Spécifica@ométrique des pro-
duits (GPS) — Etat de surfasé: Méthode du profil —
Caractéristiques nominales des instruments & contact
(palpeur).

I1SO 4288:1996, _Spécification géométrique des pro-
duits (GPS) — Etat de surface: Méthode du profil —

Regles et procédures pour I'évaluation de I'état de
surface.

ISO 11662:1996, Spécification géométrique des pro-
duits (GPS) — Etat de surface: Méthode du profil —

Caractéristiques métrologiques des filtres & phase
correcte.



